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TABULKA NAMERENYCH HODNOT:

Tabulka 1 — Méfeni rozmérl vzorkd (kompletni tabulka v MS Excel)

Vzorek Vydkal |Vyska2 |[Vyska3 |Vyska4d |V avg. UaV UcV Sitkal |[Sitka2 |Sitka3 |Sii
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mi
5N - T 3,9 3,95 4 4 3,96 0,04 0,06 4,1 4,1 4,05
5N - B 3,9 3,95 4 4,15 4,00 0,09 0,11 4,1 4,1 4,1
1C - T 3,95 3,95 3,95 4 3,96 0,02 0,05 4 4 3,95
1C - B 4,15 4,15 4,15 41 4,14 0,02 0,05 4,2 4,2 4,2
2C- T 4,05 3,9 3,95 3,9 3,95 0,06 0,08 3,8 3,85 3,8
2C - B 4 4 4 3,95 3,99 0,02 0,05 3,9 3,9 3,9
3C-T 3,8 3,85 3,85 3,7 3,80 0,06 0,08 3,7 3,75 3,8
3C - B 4,05 4,15 4,2 4,25 4,16 0,07 0,09 3,85 3,85 3,9
1CV - B 4,25 4,25 4,2 4,2 4,23 0,02 0,06 3,95 4,2 4,15
eV - T 3,8 3,8 3,8 3,8 3,80 0,00 0,05 4,3 4,25 4,3
20V - T 4,1 4,1 4,1 4,1 4,10 0,00 0,05 4,2 4,2 4,15
2CV - B 4,25 4,3 4,3 4,2 4,26 0,04 0,06 3,9 3,9 3,8
3¢V - T 4,15 4,1 4,1 4,05 4,10 0,04 0,06 4 3,95 3,95
3CV - B 4,2 4,15 4,15 41 4,15 0,04 0,06 4,1 4,05 4,05
ACV - T 4,05 4,05 4,1 4,1 4,08 0,02 0,06 4,15 4,15 4,1
ACV - B 4,15 4,15 41 41 4,13 0,03 0,06 4,15 4,15 4,15
5CV - T 3,9 3,9 3,9 3,85 3,89 0,02 0,05 2,5 4,05 4,05
5CV - B 4,15 4,1 4,05 4,05 4,09 0,04 0,06 4,1 4,1 4,1
Ub=1/20 mm

Prdmérna vyska vzorku

Priimérna Sirka vzorku

Ua — nejistota méfeni typu A — smérodatna odchylka

Ub — nejistota méfeni typu B — chyba pfistroje

Uc V — kombinovana nejistota méfeni

Uc S — kombinovana nejistota méteni
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Tabulka 2 — Méfeni odporu vzork( (kompletni tabulka v MS Excel)

Ua Ub
Vzorek Vavg. |Savg. |[SCu [Rew Ruex  Rvew  Rvcu R |6 R | UcR|Konduktivita
mmA”
mm mm |2 uQ | pQ uQ uQ uQ | % uQ | pQ | MS/m

5N - T 3,96| 4,08| 16,1 73,3|103,7|103,1| 103,4| 0,3| 0,32] 0,3| 0,4 41,93
5N - B 4,00 4,10| 16,4| 72,1|104,2| 104,4| 104,3| 0,1] 0,32] 0,3]| 0,3 40,92
1C-T 3,96| 3,98| 15,8| 75,1| 89,5| 88,5 89,0 0,5 0,37] 0,3| 0,6 49,93
1C- B 4,141 4,19( 17,3| 68,3 81,6| 81,5 81,6| 0,0 0,40] 0,3| 0,3 49,54
2C - T 3,95| 3,84| 15,2 78,0193,00]| 93,90 93,5| 0,5 0,35 0,3| 0,6 49,42
2C - B 3,99| 3,89| 15,5 76,3|94,30]| 93,60 94,0 0,4( 0,35] 0,3| 0,5 48,07
3C-T 3,80| 3,76| 14,3 82,7| 97,5| 95,3 96,4 1,1 0,34] 0,3| 1,1 50,79
3C-B 4,16| 3,89( 16,2( 73,1| 83,6| 85,1 84,41 0,8( 0,39] 0,3| 0,8 51,28
1Cv - B 4,23 4,10( 17,3| 68,3(106,7| 108,1| 107,4( 0,7] 0,31| 0,3 0,8 37,63
1CvV - T 3,80| 4,24\ 16,1 73,5| 117)116,5| 116,8| 0,3| 0,29 0,3| 0,4 37,23
2CV - T 4,10| 4,18 17,1 69,1|83,50] 83,20 83,4 0,1 0,39 0,3| 0,4 49,06
2CV - B 4,26| 3,84 16,4( 72,3|88,40]| 88,20 88,31 0,1 0,37] 0,3| 0,3 48,46
3CV - T 4,10 3,93( 16,1 73,5|88,20]| 88,40 88,31 0,1 0,37] 0,3| 0,3 49,26
3CV - B 4,15| 4,08( 16,9( 70,0(81,30| 81,90 81,6| 0,3 0,40] 0,3| 0,4 50,73
acv - T 4,08| 4,13| 16,8| 70,4|88,40| 87,10 87,8 0,7 0,37] 0,3| 0,7 47,46
4CcVv - B 4,13| 4,15( 17,1| 69,1|83,80]| 84,30 84,11 0,3 0,39 0,3| 0,4 48,65
5CV - T 3,89| 3,68| 14,3| 82,8|105,4|106,3| 105,9| 0,4( 0,31} 0,3| 0,6 46,29
5CV - B 4,09| 4,10( 16,8| 70,6(92,80]| 93,20 93,0| 0,2 0,35] 0,3| 0,4 44,91
efektivni elektrovodna méd:
délka (lef) 70 | mm 56,2
Prafez

Teoreticky odpor médéného profilu

Primérna vodivost vzorku
Ua — nejistota mé&feni typu A — smérodatna odchylka
Relativni chyba

Ub R - nejistota méreni typu B — chyba pfistroje

Konduktivita

Uc — kombinovana nejistota méfeni
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Tyto vypocty jsou pouze orientacni!!!

Tabluka 3 — Stanoveni nepfesnosti vodivosti

Konduktivit
Vyska Sitka Prirez RVCu Konduktivita |a Odchylka
Vzorek min max min | min | min max min max | min max vypoltend |+/-
mm mm mm [ mm | mm”2 | mm~2 | uQ uQ MS/m | MS/m | MS/m MS/m
5N - T 3,90( 4,03(4,02|4,13 15,7 16,6 103,01 103,8( 40,5| 43,4 41,9 1,4
5N - B 3,89 4,11(4,05|4,15 15,8 17,0| 104,0| 104,6| 39,3| 42,7 40,9 1,7
1C-T 3,91 4,02(3,92|4,03 15,3 16,2| 88,4 89,6 483| 51,7 49,9 1,7
1C - B 4,08| 4,19|4,13|4,24 16,9 17,8| 81,2 81,9 48,1| 51,1 49,5 1,5
2C - T 3,87 4,03(3,77]3,90 14,6 15,7 92,9 94,0 47,4| 51,6 49,4 2,1
2C - B 3,93| 4,04|3,83|3,94 15,1 15,9 93,5| 94,4 46,5 49,7 48,1 1,6
3C-T 3,72 3,88(3,70] 3,83 13,8 14,8| 95,3| 97,5 48,3| 53,4 50,8 2,5
3C-B 4,07| 4,25(3,82(3,95 15,6 16,8 83,5| 85,2 48,9 53,8 51,3 2,5
1CV - B 4,17| 4,28(3,99|4,21 16,7 18,0 106,6| 108,2( 359| 39,4 37,6 1,7
1cV - T 3,75 3,85(4,14|4,33 15,5 16,7| 116,3| 117,2( 35,8| 38,7 37,2 1,5
2CV - T 4,05| 4,15|4,12(4,23 16,7 17,6| 83,0 83,7 47,6 50,6 49,1 1,5
2CV - B 4,20 4,33|3,76(3,92 15,8 17,0| 88,0| 88,6 46,6 50,5 48,5 2,0
3CV - T 4,04| 4,16|3,83(4,02 15,5 16,7| 88,0| 88,6 47,3| 51,4 49,3 2,1
3CV - B 4,09| 4,21|4,02(4,13 16,4 17,4 81,2 82,0 49,0 52,5 50,7 1,7
4CV - T 4,02| 4,13|4,07|4,18 16,4 17,3| 87,0 88,5 458| 49,2 47,5 1,7
4CV - B 4,07| 4,18|4,10|4,20 16,7 17,6| 83,6| 84,5 47,2 50,2 48,7 1,5
5CV - T 3,83 3,94(2,99|4,36 11,5 17,2 105,3| 106,4| 38,3| 57,9 46,3 9,8
5CV - B 4,02| 4,15|4,05(4,15 16,3 17,2 92,6| 93,4 43,5| 46,4 44,9 1,4
Vyska
Sitka
Priifez
RVCu

Konduktivita

Odchylka
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ZHODNOCENI MEREN:I:

Pii méfeni byla nastavena efektivni vzdalenost elektrod 70 mm, zbylych ~5 mm délky vzorku bylo
pouzito pro ptipevnéni meficich krokosvorek. Upevnéni krokosvorek vSak nebylo dokonale pevné a
nepatrny posuv mohl ovlivnit efektivni délku méfeného vzorku. Tato chyba neni v protokolu
zanesena.

Odpor vzorkill se ménil pii méfeni z riznych stran (Rvew, Rvew). Byla tedy vypoctena primérna
hodnota vzorku a déle statisticky zpracovéana. Tento jev je zpusoben strukturou materialu. Méteni
odporu vzorki probihalo ¢tyfvodi¢ovou metodou.

U vzorku 5CV —T je nejistota vodivosti vzorku vypoctena s vysokou nepiesnosti. Diivodem je
snizeny prufez vzorku v jednom misté méteni a nasledné statistické upravy.



